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摘要  紫外探测技术是继激光和红外探测技术之后发展起来的又一军民两用光电探测技术，在普通探测器件光敏
面镀上将紫外波段的光转化为可见波段的光的变频薄膜是增强光电探测器紫外响应的主要技术。文章用“旋涂

法”制备成像器件紫外增强薄膜，在对紫外增强薄膜的量子转化效率进行测量分析的实验过程中用SP1702紫外

可见光栅光谱仪对薄膜的紫外变频效率进行分析，在激发光源为260和280 nm时变频薄膜的发射光谱在520和
560 nm附近有较明显的波峰。结合光栅光谱仪的工作原理，对该现象进行了理论分析，得出520和560 nm附
近的波峰并非变频薄膜受激发发出的光波，而是光谱测量中产生的倍波现象。从分离重级光谱的角度设计了光谱
分级器，以消除光谱测量中倍波现象的影响。  
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